ELAN - Electronic Antreprenoriat

Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa in
Industria Electronica

Investeste in oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Design For Manufacturing

4. 3. Testarea functionala
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Testarea functionala consta in aplicarea unor semnale pe
intrarile circuitul de cablat imprimat asamblat, alimentat cu
energie, si masurarea semnalelor la iesiri. Rezultatul
masuratorilor de la iesiri se compara cu valorile asteptate.
Scopul testului functional este verificarea functionalitatii
intregii placi si este cea mai buna metoda de depistare a
componentelor asamblate cu valori gresite, a erorilor
functionale si a iesirii din parametrii. Testarea functionala
este specificata de inginerul proiectant iar producatorul
defineste procedura de test. Testarea se face cu sisteme
special concepute.
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Sistemele de testare functionala se pot executa chiar in
timpul proiectarii. Ele confera un grad foarte mare de
depistare a defectelor si o mare incredere in rezultatele
testarii. Testarea functionala se bazeaza pe doua supozitii:
gradul in care tehnica simularii poate fi aplicata pentru
generarea programului de test, si gradul in care strategiile
de diagnosticare pot fi dezvoltate intr-o maniera
necostisitoare si neconsumatoare de timp.
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